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physique des matériaux/Semestre 6/Méthode d'analyse et caractérisation/groupe 1

Matricule Note | Absent | Absence Justifiée Observation Section | Groupe
232334039906 15.5 section 01 groupe 1
222234029413 14.5 section 01 groupe 1
222234065713 15.5 section 01 groupe 1
222234038712 14.5 section 01 groupe 1
222234008020 15.0 section 01 groupe 1
212134008404 13.0 section 01 groupe 1
222234032710 15.0 section 01 groupe 1
202034007019 section 01 groupe 1
202034001106 section 01 groupe 1

























Université Larbi Ben M’Hidi-Oum El Bouaghi
Faculté des sciences exactes et des sciences de la nature et de la vie

Département des Sciences de la Matiere

Niveau : 3 Licence physiques des matériaux

Module : Méthode d’ analyse et caractérisation

Correction du Contréle

Exercice 1:

1-

On distingue les rayon X durs, des rayon X mous. Les premiers, de plus
grande energie, donc de plus faible longueur d’onde, sont plus pénétrants. On
les utilise dans les applications médicales ( radiographie). Les seconds sont
réservés a I’étude des cristaux. Le domaine de la radiocristallographie se limite
aux rayon X mous.

Lors de la production ou I’émission des RX Deux mécanismes simultanés vont
se produire :

Lors de la production ou 'émission des RX Deux mécanismes
simultanés vont se produire
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(sauts quantiques)
La spectroscopie photoélectrons X-XPS permet d’obtenir la composition chimique
d’une surface d’un materiaux sur une profondeur variantde 1 nm a 10 nm.

Si le microscope électronique a balayage utilise faisceau d’électrons focalisé qui
excite la surface de la cible a inspecter.

Le microscope électronique en transmission est destiné pour des échantillons tres
minces.

Exercice 2:

Le concept de la méthode apparait dans la succession d’étapes auxquelles 1’échantillon

est soumis :

>

>

>

>

Ionisation : 1’échantillon porté sous forme de gaz ou de vapeur est ionisé dans la source
de I'appareil. De nombreux procédés sont utilisables pour cette premiére étape. A ce
stade, tout composé formé de molécules conduit a un mélange statistique d’ions de frag-
mentation.

Accélération : aussitot formés, les ions sont extraits de cette partie de I'appareil, focalisés
et accélérés par des lentilles électroniques, pour accroiire leur énergie cinétique.

Séparation : les ions sont alors « filirés » suivant leur rapport masse/charge par
I’ analyseur, certains appareils combinant plusieurs types d’analyseurs en série.

Détection : aprés séparation, les ions terminent leur course en venant frapper le capteur
d’un détecteur dont le signal est proportionnel aux charges des ions recus.

Exercice 3: Expliquer brievement une méthode de caractérisation.



